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(54)  칭 크리트 검사   탐

(57)  약

본  크리트나 나 , 돌과 같  비   검사에  감쇄가 심한 재료  강도 검사에 사 는 주

  탐  공한다. 그  탐 는  하우징 안에 압 (壓電) 가 들어 고  내

공간에 고 시키  한 시  프링과, 로 사 는 프링  측  본체  연결 는 커 로 

어 다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

주   검사에 사 는 탐  함에 어 ,  하우징 안에 복 개  압 (壓電) 

가 내 고, 상  압   내  공간에 고 시키  한 시  프링과, 로 사 는  프

링,  측  본체  연결 는 커 로 어, 커 가 탐   향  폭 향 로 치하도록 

는 것  특징 로 하는, 탐  .

  

   야

본  크리트 검사   탐 에 한 것 다.[0001]

 경  

본  로 주 로 는  검사 비에 사 는 탐 에 한 것 로 본 탐[0002]

는 주로 크리트  강도 검사, 돌, 나 , 플라 틱, 폴리 카본 , 라믹 등   측 하는  사

다. 주   검사  하  해 는 10 kHz에  1 MHz   사 하게 는    가  많  사

는 크리트 검사  경우 50 kHz에  100 kHz  주 가 많  사 게  한 크  갖지 않  

 탐  하  곤란하므로 해진 크  내에   탐  하는 것  지가 않다. 

 내

해결하려는 과

에 본   들  해결하  해 고안  것 로 , 주  탐 는 주로  개  탐  사[0003]

하여 한 개는 신 로, 다  하나는 신 로 사 하게 다. 재  탐 들   쪽에  

향 로 커 가 착 어 어  공간에  사 에 지   어  경우 로 고 어야 하

다  체로 고  하려 해도 커  돌 로 하지가 않다. 도 2는 래  크리트 검사   탐

(100)  나타낸 사시도 다.  커 (40)는 탐 (100)  쪽   향 로 착 어 다. 라  상

한  같  들  다. 

또한   커  착한 탐 들    휘할  는  갖 지 못한 경우가 많다. 본[0004]

 커   향  폭 향 로 치하게 하여 검사 시  공간에 도 사  가능하고 필  시 

개  탐  상하에 치하게 하여  탐  고 시키  하여 로 고  필 가 없 도 

능    탐  공하는  다.

과  해결 단

본  탐 는, 주   검사에 사 는 탐  함에 어 ,  하우징 안에 복 개  압[0005]

(壓電) 가 내 고, 상  압   내  공간에 고 시키  한 시  프링과, 로 사

는  프링,  측  본체  연결 는 커 로 어, 커 가 탐   향  폭 향 로 

치하도록 는 것  특징 로 한다.

 과

결과 로, 본 에   탐  사 함 로 , 사  편리하 도 래  탐 가 가  능[0006]

 지할  는 탐  만들  게 다. 본  야  당업 라  첨  특허청  어남

없  다양한 변    실시할   것 로 해 다. 

도  간단한 
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도 1  본 에   탐  단 도 다.[0007]

도 2는 래  탐 로  커 가 쪽 로   향 로 착 어 는 경우  실시도 다.

도 3  본 에  커 가 쪽  폭 향 로 착 어 는 경우  실시도 다.

 실시하  한 체  내

같  들 ,  하우징   압   열, 프링  통해 강하게 압  들  누 는 [0008]

연결   생과 신   어뜨리지 않도록 치함 로  달 할  다.   

본  크리트 검사   탐 (200)는, 주   검사에 사 는 탐  함에 어 ,[0009]

 하우징(1) 안에 복 개  압 (壓電) (2)가 내 고, 상  압  (2)  내  공간에 고 시키

한 시  프링(6)과, 로 사 는  프링(14),  측  본체  연결 는 커 (10)로 

어,   같  치에   에  해  커 (10)가  탐   향   폭  향 로  치하도록

다. 라 ,  같   에 해 본  상 한  같  지 한 과,  본  커

  향  폭 향 로 치하게 하여 검사 시  공간에 도 사  가능하고 필  시  개  탐

 상하에 치하게 하여  탐  고 시키  하여 로 고  필 가 없 도 능  

 탐  공할  다. 

본  크리트 검사   탐 (200)에 어 , 미   3  연 필 , 4는 프링 , 5는[0010]

고 링, 7   , 8  상  하우징, 9는 라  착 , 11  연결 , 12는 연 , 13  

다.

 

30: 크리트                      100: 래  탐[0011]

200: 본  탐

1:  하우징 2: 압  

3: 연 필 4: 프링 

5: 고 링 6: 시  프링

7:                8: 상  하우징

9: 라  착                    10: 커

11: 연결                     12: 연  

13.                         14:  프링
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도

도 1

도 2
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도 3
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